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Стратегия самоулучшения в исправлении синтаксических ошибок
Rohtla, Hanno Проблемы базы данных, построения трансляторов и анализа данных 1981 / с. 83-89
https://www.ester.ee/record=b1317426*est

Уменьшение аппаратурных погрешностей в периодонечувствительных оценивателях эффективного значения
сигнала
Martverk, Peep; Raja, Aimur Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов 1988 / с. 13-16
https://www.ester.ee/record=b1292907*est
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